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Defektoskop Ultradzwiekowy EPOCH 650

Ekonomiczny Rozmiar, Wartosciowa Wydajnosc¢

Duzy wyswietlacz TFT VGA w potfaczeniu z naszym patentowym odbiornikiem o wysokim zakresie dynamiki, daje bar-
dzo stabilny obraz A-skan, znakomicie widoczny w kazdych warunkach. EPOCH 650 jest zaprojektowany, aby spemiac
wymagania normy PN-EN12668-1 i pozwala¢ na pemny zakres standardowych i opcjonalnych funkgji pomiarowych.
Whbudowane narzedzia do raportowania oraz system plikdéw danych, pozwalajg na tatwy zapis danych i tworzenie wyso-
kigj jakosci raportéw. Wytrzymata, ergonomiczna budowa pozwala na prace niemal w kazdych warunkach srodowisko-
wych, podczas gdy elastyczny nadajnik PerfectSquare™ i mozliwosci cyfrowych filtréw pozwalajg wykonywac badania
niemal w kazdej aplikacji.

EPOCH 650 taczy najwieksze na rynku mozliwosci badan Giéwne Cechy
ultradzwiekowych z wydajnoscig w petni przenosnego
i intuicyjnego urzadzenia. Zestaw zoptymalizowanych
menu i przyciskow bezposredniego dostepu powoduje,

e Zaprojektowany zgodnie z wymogami PN-EN12668-1

M

e Regulowany prostokatny impuls nadawczy PerfectSquare”

ze EPOCH 650 jest najwyzszej jakosci urzgdzeniem do * Tryb A-skan na pefnym ekranie
badan z wyjgtkowa tatwoscig obstugi. o Cyfrowy odbiornik o wysokim zakresie dynamiki

i . i e Trzydziesci filtrdw cyfrowych dla poprawy stosunku sygnatu
Zaprojektowany Do Badan W Kazdych do szumu
Warunkach « 2 kHz PRF dla szybkiego badania
Defektoskop EPOCH 650 jest zaprojektowany do pracy e Pokretto lub pad nawigacyjny do regulacji parametrow
niemal w kazdych warunkach, od laboratorium po eks- e Duzy, czytelny w storicu wyswietlacz VGA (5,76”)

tremalne warunki zewnetrzne i atmosfere niebezpieczna.
Zaprojektowany dla klasy IP 66 (wersja z pokrettem) lub
IP67 (wersja z padem nawigacyjnym) i testowany wedtug
bardzo surowych testéw wytrzymatosciowych i jakoscio-
wych. Dzieki temu uzytkownik jest pewien, ze EPOCH

e Ponad 15 godzin pracy na baterii

e Standard: dynamiczne krzywe DAC/TVG oraz wbudowane
wykresy DGS/AVG/OWR

e Wbudowane rézne szablony raportéw

650 nie zawiedzie w zadnych warunkach, zaréwno w * Karta pamigci microSD do transferu i zapisu danych
kwestii jakosci badan jak i niezawodnosci. * Opcjonalny Modut Pomiaréw Grubosci z enkodowanym
B-skan

e USB On-The-Go (OTG) do komunikaciji z PC
e Wyjscie alarmu i VGA
e Opcjonalne wyjscie analogowe



tatwa i Komfortowa Obstuga

EPOCH 650 jest zoptymalizowany pod katem wysokiej s - T
jakosci badan ultradzwigkowych przy wyjatkowej tatwo- 17 17 8] 4a 3+0.0dB
Sci obstugi. EPOCH 650 jest ergonomiczny, intuicyjny i Ny

praktyczny zardwno dla zaawansowanych jak i poczatku-
jacych operatoréw.

Intuicyjny Interfejs Uzytkownika

Interfejs EPOCH 650 bazuje na defektoskopie EPOCH
600 - liderze wsrdd defektoskopdw. EPOCH 650 taczy
prostg strukture menu dla ustawien urzgdzenia, kalibraciji
i regulacji funkcji pomiarowych, ze znakiem firmowym
EPOCH - przyciskami bezposredniego dostepu do
najwazniejszych funkcji takich jak: regulacja wzmocnienia,
potozenie bramek, zamrozenie ekranu i zapis wynikow.
Interfejs uzytkownika, dostepny we wielu jezykach, jest
intuicyjny dla operatora kazdego poziomu. % OdB

Czytelny ekran VGA z funkcja Petnego
Ekranu

EPOCH 650 posiada wyswietlacz o rozdzielczosci VGA
(640 x 480). Poziomy uktad EPOCH 650 optymalizuje roz-
miar A-skan i czytelnos$¢ obrazu w tym ekranie wysokie;
jakosci. Wbudowana technologia ,transflective” powoduje
znakomitg widocznos¢ wewnatrz pomieszczen (warunki

z matg iloscig Swiatta - podswietlanie wyswietlacza) jak i
w petnym storicu (poprzez uzywanie $wiatta stoneczne-
go, jako pseudo-podswietlenie). Funkcja petnego ekranu
wzbogaca to urzgdzenie o najwiekszy rozmiar A-skan w
serii defektoskopéw EPOCH!

Funkcja DGS/AVG w EPOCH 650 - Tryb petnego ekranu

Opcje dla Komfortowej Nawigacji

W celu spetnienia réznych wymagan klientéw, EPOCH
650 jest dostepny w dwdch konfiguracjach:

Pokretto

Pokretto nawigacyjne w
EPOCH 650 jest uzywane
razem z przyciskami ZAZNACZ
i WYJDZ do regulacji wartosci
parametrow (regulacja zgrubna
lub precyzyjna). W urzadzeniu
jest mozliwos¢ zablokowania
pokretta, aby wykluczy¢ przy-
padkowa zmiane parametrow
podczas badania. Ta konfigu-
racja umozliwia ptynng zmiane
wartosci, dla operatoréw lubig-
cych regulowac parametry za lem kursoréw nawigacyjnych
pomocg pokretta. Konfiguracja jest zaprojektowana zgodnie z
z pokrettem jest zaprojekto- wymaganiami klasy IP67.
wana zgodnie z wymaganiami

klasy IP66.

Pad Nawigacyjny

Pad nawigacyjny w EPOCH
650 to znak firmowy defekto-
skopoéw EPOCH. Strzatki goéra/
dét stuza do zgrubnej regulacii
parametrow, a strzatki lewo/
prawo stuza do precyzyjne;
regulacji. Panel kursorow
nawigacyjnych zawiera takze
przyciski czesto uzywanych
funkcji jak: wzmocnienie, zapis
oraz przyciski ZAZNACZ i
WYJDZ. Konfiguracja z pane-




Optymalny Dostep do Wydajnych Funkcji

EPOCH 650 daje znakomitg jakos¢ i wydajnos¢ sygnatu
ultradzwiekowego. Bazuje na tej samej architekturze, co
EPOCH 600 i seria EPOCH 1000. EPOCH 650 oferuje
elastyczne i wydajne funkcje uktadu nadawczo-odbiorcze-
go, aby sprosta¢ wymaganiom wigekszosci zastosowan
defektoskopow.

1%
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Nadajnik/Odbiornik

EPOCH 650 jest wyposazony w zaawansowane funkcije
wykorzystywane w badaniach, takie jak:

M

¢ Regulowany, prostokatny impuls nadawczy PerfectSquare”
e Cyfrowy odbiornik o wysokim zakresie dynamiki
e Trzydziesci w 100% cyfrowych filtrow

e Automatycznie lub recznie regulowane PRF od 10 Hz do
2000 Hz

e Napiecie impulsu nadawczego od 100 V do 400 V

EPOCH 650 Funkcja Echo-Echo ze $ledzeniem bramki

e Rozdzielczos¢ amplitudy +0.25%

e Pie¢ definiowalnych pdl pomiarowych

Standardowe Funkcje Oprogramowania

Dynamiczne krzywe DAC/TCG: Przelicza amplitude
sygnatu, jako warto$¢ procentowa lub decybelowa w
poréwnaniu do krzywej DAC lub ustalonego poziomu am-
plitudy echa referencyjnego w postaci TCG. DAC zawiera
typy krzywych: Standard, ASME 3, JIS oraz Wtasny. Tryb
DAC zawiera takze kilka kluczowych funkciji: dynamicznie
regulowane krzywe DAC, przetaczanie pomiedzy wido-
kiem DAC a TCG, wtasne krzywe ostrzegawcze DAC oraz
widok DAC 20-80%.

DGS/AVG/OWR: Ta technika wymiarowania nieciggtosci
pozwala na oszacowanie sygnatow (ech) wedtug diagra-
mu DGS/AVG/OWR przypisanego do konkretnego typu
gtowicy i materiatu. Diagram DGS/AVG/OWR ilustruje po-
wigzanie pomiedzy wysokoscia echa, wielkoscig niezgod-
nosci i odlegtosci od gtowicy.
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EPOCH 650 Funkcja Dynamicznych krzywych DAC/TCG

AWS D1.1 i D1.5: Pokazuje dynamicznie wskaznik oceny
wskazania dla réznych aplikacji badania spoin wedtug
AWS. Funkcja ta umozliwia bardziej efektywne badania
eliminujgc potencjalne btedy w obliczeniach.




Uniwersalnos¢ Poprzez Optymalng Wydajnosc

Opcjonalne Funkcje Oprogramowania

Bramka Interferencyjna: Opcjonalna trzecia bramka
pozwala $ledzi¢ w czasie rzeczywistym zmienne echo
interferencyjne w celu uzyskania statych pomiaréw.

Modut Pomiaréw Grubosci: Uproszczony tryb do
pomiaréw grubosci pozwala na automatyczne ustawienia
na podstawie wyboru glowicy, Automatyczng Regulacije
Wzmocnienia (AGC), wykonywanie pomiaru za pomocag
algorytmow z grubosciomierzy, korekte drogi-V i kom-
pensacje zuzycia gtowicy (poprzez automatyczng funkcje
“Do Zero”). Funkcja zawiera takze kolorowy widok siatki
pomiarowej 2D i enkodowany B-skan (przekrdj grubosci).

Pamieé Szablonu: Funkcja pozwala na poréwnywanie na

ekranie sygnatu A-skan z zapamietanymi wzorami. Wzory
(szablony) moga by¢ dynamicznie przetaczane, poprzez
pojedyncze nacisniecie przycisku, w celu szybkiego po-
rdwnania sygnatu. Znakomita funkcja do badania zgrzein
oraz innych aplikaciji.

Ttumienie Echa Dna (BEA): Funkcja pozwala na wyttu-
mienie sygnatu znajdujgcego sie w obrebie Bramki numer 2.

API 5UE: Pozwala na ocene wielkosci wskazan zgodnie z
API 5UE. Uzywa ADDT ( z ang. Amplitude Distance Dif-
ferential Technique) do pomiaru wielkosci potencjalnych
defektow podczas procesu udowadniania (z ang. prove-up)
rur OCTG.

Usrednianie A-skan: Ta funkcja pozwala na usrednianie
sygnatu w czasie rzeczywistym: 2X, 4X, 8X, 16X i 32X.
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Baza Danych i Komunikacja z PC

Zarzadzanie Danymi

EPOCH 650 umozliwia kilka réznych metod zapisu, archi-
wizacji i raportowania danych z badan i kalibracji. Urza-
dzenie pozwala na zapis do 100 000 wynikéw w pamieci
wewnetrznej oraz zapis video i podglad danych. EPOCH
650 jest w pemi kompatybilny z oprogramowaniem Olym-
pus GageView™ Pro. Dzieki szybkim ustawieniom plikdw i
elastycznym zarzadzaniu danymi, zapis wynikdw i raporto-
wanie jest fatwe i wydajne.

Baza Danych

EPOCH 650 posiada wbudowang baze danych do zapisu
i przechowywania danych z badan i kalibracji. Urzadzenie
standardowo oferuje dwa typy plikdw: kalibracyjny (CAL)

i wzrostowy (INC). Pliki CAL pozwalajg na zapis wirtualnie
nieograniczone;j liczby ustawien urzadzenia, dla szybkie-
go i fatwego przewrdcenia ustawien sprzetu. Pliki INC
zapisuja wiele pojedynczych wynikéw z badan pod jedng
nazwa pliku, ktdry jest dostepny do kopiowania i tworze-
nia raportu z badan.

Baza danych w EPOCH 650 standardowo jest rozbudo-
wana o petnowartosciowe pliki typu ,korozyjnego” (czesto
uzywany przy pomiarach grubosci). Ta funkcja zawiera
nastepujgce typy plikdw: sekwencyjne, sekwencyjne z
wtasnym punktem, siatka 2-D, siatka 2-D z wtasnym
punktem, siatka 3-D, kottowy, 2-D EPRI

:
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EPOCH 650 wbudowana funkcja raportéw (mapa bitowa)

GageView™ Pro

EPOCH 650 jest w petni kompatybilny z oprogramowa-
niem Olympus GageView™ Pro. Mozna kopiowaé dane z
urzadzenia, przegladac¢ wyniki na PC, eksportowac dane
pomiarowe i kalibracyjne do typowych arkuszy kalkula-
cyjnych, robic¢ kopie zapasowe danych pomiarowych i
kalibracyjnych oraz wykonywaé podstawowe operacje jak:
aktualizacja oprogramowania lub zrzuty ekranu.

MicroSD

EPOCH 650 wykorzystuje karty pamieci MicroSD (2GB

w zestawie, wsparcie dla kart do 64GB) zaréwno dla
pamieci wewnetrznej oraz zewnetrznej (wymiennej). Po-
przez wymienng pamie¢, mozna wymieniac pliki pomiedzy
urzadzeniami oraz raporty w réznych formatach. Druga
2GB karta microSD jest zamontowana na ptycie gtéwnej
wewnatrz urzadzenia i jest odpowiedzialna za wszelki
zapis danych w pamieci wewnetrznej.

Raporty w Urzadzeniu

EPOCH 650 umozliwia tworzenia raportéw w urzadzeniu
w réznych formatach. Operator moze w tatwy sposob wy-
konac¢ zrzut ekranu na karte microSD jak rowniez ekspor-
towac zapisane dane do formatéw.csv lub .xml. Urzadze-
nie posiada takze mozliwos¢ generowania raportow jako
mapa bitowa dla pojedynczych danych lub catych plikdw.

EPOCH 650 standardowo posiada funkcje nagrywania
video. Mozna zapisa¢ do 8 minut filmu z badania z pred-
koscig 60 klatek/sekunde. Dane, zapisane jako film, moga
by¢ przegladane w EPOCH 650 lub eksportowane do
przegladu na komputerze.




Przenosny, Wytrzymaty i Ergonomiczny

Standardowe Wyposazenie

Cyfrowy defektoskop ultradzwiekowy EPOCH 650, praca na
zasilaniu lub baterii

tadowarka sieciowa (100 VAC, 115 VAC, 230 VAC, 50 Hz
lub 60 Hz)

Bateria litowo-jonowa
Walizka transportowa

Kabel USB

Szybka karta referencyjna
Petna instrukcja obstugi (CD)

Witasciwosci Fizyczne -
Tyt
A - Port USB On-The-Go

B - Karta microSD

C - Zacze zasilania DC
D - Port VGA

E — Cyfrowy port I/O

F — Ztacza gtowic (2)

G — Komora baterii

H — Podpora

Wiasciwosci Fizyczne

EPOCH 650 to lekki, przenosny defektoskop, zbudowany,
aby by¢ wytrzymatym i niezawodnym w niemal kazdych
warunkach. Gtéwne cechy fizyczne zawieraja:

Duzy wyswietlacz TFT w rozdzielczosci VGA, pozwalajacy
uzyskac¢ znakomitg widocznos¢ zardwno w ciemnych po-
mieszczeniach jak i w petnym storicu

Gumowe ,zderzaki” na wszystkich krawedziach, chronigce
urzgdzenie przed upadkami i uderzeniami

Cztero-punktowe uchwyty do zawieszenia defektoskopu
Dostep do komory baterii i bocznych gniazd 1/0 bez narzedzi

Ptynnie rozktadana podpora defektoskopu dla poprawy sta-
bilnosci od 0 do 180 stopni

Uszczelniona boczna ostona gniazda USB OTG i wymienne;
karty pamieci

Standardowa, wewnetrzna bateria litowo-jonowa

Mata waga, ergonomiczna budowa zaprojektowana do wy-
gody i tatwosci uzytkowania

WEJSCIA/WYJSCIA URZADZENIA

Porty USB

USB On-The-Go (OTG)

Port RS-232 Tak

Wyjscie wideo

Wyjécie VGA - standard

Wyjscie analogowe

1 wyjscie analogowe (opcja), Wybdr 1 V/10 V Petna Skala, 4 mA
max

Wyjscie alarméw

3 wyjscia alarmoéw, 5 V TTL, 10 mA

Wyzwalanie I/0

Wyzwalanie wejscie, 5V TTL;
Wyzwalanie wyjscie, 5V TTL, 10 mA max

Wejscia Enkodera

Enkoder 1-0$ (kwadraturowy - tylko do Trybu Pomiaru Grubosci)

CHARAKTERYSTYKA SRODOWISKOWA

Klasa IP

Zaprojektowany, aby speinia¢ wymagania klasy IP67 (wersja z
panelem kursoréw nawigacyjnych) lub IP66 (wersja z pokretlem)
zgodnie z IEC 60529-2004 (Degrees of Protection provided by
enclosures — IP Code).

Budowa urzadzenia zostata zatwierdzona, jako spetiajaca wyma-
gania Klasy IP poprzez wewnetrzne sprawdzenie Olympus, ktére
miato miejsce przed rozpoczgciem produkcji urzadzenia.

Atmosfera
wybuchowa

Bezpieczna praca zdefiniowana przez: Klasa 1, Sekcja 2, Grupa
D, opisana w ,National Fire Protection Association Code” (NFPA
70), Artykut 500, i testowane przy uzyciu MIL-STD-810F, Metoda
511.4, Procedura I.

Test na wstrzasy
(upadki)

MIL-STD-810F, Metoda 516.5 Procedura |, 6 cykli na kazda o$, 15
g, 11 ms pét sinusoidy.

Test na wibracje

MIL-STD-810F, Metoda 514.5, Procedura |, Aneks C, Rysunek 6,
ogodlna ekspozycja: 1 godzina na kazda o$

Temperatura pracy

-10°Cdo50°C

Temperatura przecho-

0°Cdo50°C

wywania baterii




Specyfikacja EPOCH 650*

OGOLNE
Wymiary catkowite 236 mm x 167 mm x 70 mm
(Szer. x Wys. x Gtebokos¢)
Waga 1.6 kg, tacznie z bateria litowo-jonowa
Klawiatura Angielska, migdzynarodowa, japoniska, chifska

Jezyki menu

Polski, angielski, hiszpariski, francuski, niemiecki, ja-ponski, chinski, portugalski,
rosyjski

Gniazda gtowic

BNC lub LEMO 1

Przechowywanie danych

100 000 ID wewnatrz, wymienna karta 2 GB microSD (standard)

Typ baterii

Litowo-jonowa

Czas pracy na baterii

15 h do 16 h (litowo-jonowa)

Wymagania zasilania sieciowego

AC: 100 VAC do 120 VAC, 200 VAC do 240 VAC, 50 Hz do 60 Hz

Typ wyswietlacza

VGA (640 x 480) TFT kolorowy LCD, czestotliwos$¢ odswiezania 60 Hz

Wymiary wyswietlacza
(Szer. x Wys., Przek.)

117 mm x 89 mm, 146 mm (5,76")

NADAJNIK

Typ impulsu nadaw-czego

Regulowany Impuls Prostokatny

Czestotliwos¢ powtarza-nia PRF

10 Hz do 2000 Hz w krokach 10 Hz

Ustawienia mocy im-pulsu
nadawczego

100V, 200V, 300 V lub 400 V

Szerokos$¢ impulsu na-dawczego

Regulowana od 25 do 5000 ns (0.1 MHz) z technologia PerfectSquare™

Ttumienie

50, 100, 200, 400 O

ODBIORNIK

Wzmochnienie 0do 110 dB
Maksymalny sygnat wej-Sciowy 20V p-p
Impedancja wejsciowa odbiornika 400 Q +5%

Szeroko$¢ pasma odbior-nika

0.2 MHz do 26.5 MHz przy -3 dB

Ustawienia filtréw cyfrowych

Zestaw trzydziestu filtréw cyfrowych w stan-dardzie. Siedem filtréw zgodnych z
PN-EN 12668-1:2010 (0.2-10 MHz, 2.0-21.5 MHz, 8.0-26.5 MHz, 0.5-4 MHz, 0.2-
1.2 MHz, 1.5-8.5 MHz, 5-15 MHz2)

Prostowanie

Petna fala, Gérna potéwka fali, Dolna potéwka fali, RF

Liniowos¢ Pozioma: +0.5% FSW (szerokosci ekranu)
Rozdzielczos$¢ 0.25% FSH, skutecznos¢ wzmacniacza +1dB
Podciecie 0 do 80% FSH (wysokosci ekranu) z widocznym ostrzezeniem

Pomiar amplitudy

0 do 110% wysokos$ci ekranu z rozdzielczoscia 0.25%

Czestotliwo$¢ pomiaréw

Zawsze rowna PRF we wszystkich trybach

KALIBRACJA

Kalibracja automa-tyczna

Predkosé, Zero Offset, Gtowica Normalna (Pierwsze echo od dna lub Echo-Echo),
Gtowica Katowa (Droga Wiazki lub Gtebokosc)

Tryby badan Met. Echa, Podwdjny, Przepuszczania
Jednostki Milimetry, cale lub mikrosekundy
Zakres obserwacji 3.36 mm do 13388 mm dla 5,900 m/s
Predkosc¢ fali 635 m/s do 15240 m/s

Zero offset (dobieg) 0 do 750 ps

Przesuniecie podstawy czasu

-59 mm do 13401 mm dla fali podtuznej w stali

Kat zatamania

0° do 90° z krokiem 0.1°

BRAMKI

Bramki pomiarowe

2 catkowicie niezalezne bramki dla pomiaréw amplitudy i czasu przejscia TOF

Poczatek bramki

Zmienny w calym wyswietlanym zakresie obserwacji

Szerokos$¢ bramki

Zmienna w zakresie od poczatku bramki do korica wyswie-tlanego zakresu
obserwacji

Wysokos¢ bramki

Zmienna od 2% do 95% wysokosci ekranu

Alarmy

Powyzej Progu, Ponizej Progu, Minimalna Gteboko$¢ (Bramka 1 i Bramka 2)

POMIARY

Wyswietlanie wyniku pomiaru

5 dostepnych pdl do wyswietlania wynikéw (wybdr auto-matyczny lub reczny)

Grubos¢, Droga wiazki, Rzut poziomy, Gtebokosé, Ampli-tuda, Czas przejécia, Min/

Bramka 12 Max glebokos¢, Min/Max amplituda
Echo-Echo Standard Bramka 2-Bramka 1, Opcja Bramka IF Sledze-nie
Przekroczenie (w dB) wartosci dla DGS/AVG, ERS (wiel-kos$¢ wady réwnowaznej)
Inne pomiary dla DGS/AVG, wskaznik ,D” wedtug AWS D1.1/D1.5 , Warto$¢ odrzutu , Echo do
warto$ci RefdB
DAC/TCG Standard

llo$¢ punktéw krzywej DAC

Do 50 punktéw, z zakresem dynamiki 110 dB

Tryby specjalne DAC

Wiasna krzywa DAC (rodzina do 6 krzywych), Widok 20% - 80% DAC,

Korekcja zakrzywio-nej powierzchni

W standardzie. Korekcja $rednicy zewnetrznej (OD) lub Pret dla pomiaréw gtowica
katowa.

Pomiary Grubosci (opcja)

Algorytm przeciecia zera, korekcja drogi-V, pomiar do echa lub echo-echo, enkodo-
owany B-skan, siatka pomiarowa

www.olympus-ims.com

Opcje Oprogramowania
EP650-TEMPLATE (Q1400002):
Pamie¢ Szablonu
EP650-APISUE (Q1400003):
APl 5UE Wymiarowanie Defektu
EP650-AVERAGE (Q1400004):
Usrednianie A-skan

EP650-1G (Q1400005):

Bramka Interferencyjna
EP650-BEA (Q1400006):
Ttumienie Echa Dna (BEA)

EP650-CORRSN (Q1400001):
Modut Pomiaréw Grubosci (Zawiera
Enkodowany B-skan)

Opcjonalne Akcesoria
600-BAT-L-3 (U8051431):
Bateria litowo-jonowa

EP4/CH (U8140055):

Szelki

600-TC (U8780294):

Walizka transportowa
CBAS-10668-0060 (Q7790012):
Kabel do komunikacji RS232
DSUB-HD15-6 (U8780333):
Kabel wyjscia cyfrowego

600-C-VGA-5 (U8780298):
Kabel VGA

MICROSD-ADP-2GB (U8779307):

Karta pamieci 2 GB microSD
600-SC-K (U8780334):

Miekka walizka transportowa do wersji

Z pokrettem
600-SC-N (U8779879):

Miekka walizka transportowa do wersji

z padem nawigacyjnym
N600-EXTALM (U8780332):
Zewnetrzny alarm dzwiekowy
CBAS-10669-0010 (Q7790008):

Kabel enkodera do B-skan (83 m, inne

dtugosci takze dostgpne)
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